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OBJETIVO(S) 1

Objetivo General:
Al final de la UER el alumno sers capaz de:

Froporcionar los fundamentos de las= inkteracciones de las radiacionss

eleactromagnéticas con la materia ¥ Bu aplicacifén en la caracterizacién de
materiales,

CONTENIDO SINTETICO:

|1. Espectroacopias de infrarrojo, ultravioleta visible y Raman.

| 2. Rescnancia magnécica nuclear.

|3. Difraccién de rayos X,

4. Microscopia electrénica de transmisidén ¥ de barrido, espectrcscopia de
energla dispersa.

[2- Andlisie btérmico graviméErico ¥ diferencial de barrido.
6. Flsisorcidn y guimisorcidn

MODALIDADES DE CONDUCCION DEL PROCESO ENSERANZA-APRENDIZAJE:

|Beaicnes presenciales y  de practica con los equipos existentes en 1a
|universidad ¥ disponibles en otras inetituciones. El1 alumno degarrcllars
|temas complementarios, participard en seminarics ¥ conferencias organizadas
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por el posgrada,

MODALIDADES DE EVALDACION: °]

Evaluacidn Global:

Los evaluaciones periocdicas y terminmal (40%). Ewvaluacidn del reporte de
sepiones priacticas y presentacién oral de sus resultados (40%). Participacidnm
en seminarios ¥ conferencias (20%).

BIBLIOGRAFIA MECESARIA O RECOMENDRBLE:

1. Lee, M. 2016. X-Ray Diffraction for Materials Research: From Fundamentale
to Applicaticns, Ed. Rpple fcademic Fress. U.5.A.

2. Gauglitz, 5., Dinh, T.¥. 2006, Handbook of Spectroscopy, Volumen 2, Ed
Wiley- WCOHL1. Germany.

1. Leng, ¥. Z2013. Materials Characterization. Introduction to microscoplc and
spectroscopic methods., Ed. Wiley-WCH. EBecond Edibtion., Germany,

4. Bkeog, D.A., Holler, F.J., Crouch, E.R. 2003, Principlos de angliszis

| inscrumental, BEd. Mc Graw Hill, 6ta Ed. México.

|&. Witha, M.F. 2017. Chromatography. FPrinciplea and Instrumentation. Ed.
Wiley, Canadé.

l6. Webb, P., Orr, C. 1937. Analycical Methode in Fine Particle Technology,

| Ed. Micromeritics. U S.A.
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